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Estudam os as porcent agen s de níquel presentes em amostras na tura is de gocti ta, um m inera l ami fcrromagn érico

de fórmula a-rcOOH. caracterizado por sua estrutu ra amorfa. Atrav és de med idas d e cspcc tro sco p iu M õssbaucr. f 7X K, foi

po ssível. m ed iante comparaç ão ent re tais amostras e am ostras sintéticas desse mesmo m ateri al, com proporções de níquel

bem conhecidas (entre (),9~, e X,O%), faze r a veri ficação de tais porcentagen s. Esta an álise se fez estabelece ndo, para õlS

amost ra s si nté ticas, que haviam sido anterionnente m edidas, a relaçã o entre árcu rel ativa do d ub lc to e porccutual de níquel

da amostra, que era conhec ida, um a vez que estas amostras fora m preparadas com teores contr ol ados deste elemento.Assim,

conseguimos um a relação linear (área re lativa do du blcto porcentagem de níquel ) que nos possibilitou conhecer os teores

referentes às amostras natura is. C oncl uiu-se, neste prim eiro período. que as amostras naturais apresent am po rccntuul de Ni

entre I % e Jf}'o, resultado s este s que tamb ém foram confi rma dos por medidas de ra ios-X .
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Temos em nossos laborat óri os diversos circuit os ded icados para aqui sição automa tizada de dados cmprcgundo

um m icrocomputador. Entre ele s, uma placa de aq uisi ção d ispondo de uma interface A /D para le itu ra de a té o uo cana is

anal óg icos, um conjunto de o ito sa ídas dig itais c duas sa idas analóg.icas para controle de d ispositivos externos. O projeto

consiste no de senvolv iment o de um programa para controle da placa. perm itindo seu emprego em lim a med ida de Varred ura

Z . na qual cara cter izamos o indico de refração não linear de um m ater ial . t\ placa de aquis iç ão deve contro lar um "drivcr' vlc

potênc ia pa ra controle do motor de passo , o qual ir á realizar o tra nslado da am ostrn ao lon go do fe ixe. Durante o tran slado,

o programa ir.i realizar a leitu ra da potência med ida por do is fotodctc torcs. observando a varia ção de in tensidade com a

posição da amostra . Em temp o real , lem os na leia do co mputa do r o resultado da med ida, permit indo observar a curva de

forma imediata. O program a incl ui ainda opções de acesso pelo usu ário para desloca r a amostra rap idam ente, realizando o

posicionamento da mesma. O resultad o da medida é salvo em um arquivo AS C II , permit indo o tratamento dos dados por

planilhas de c álcu lo . Ap rcscnr am os ai nda aplicações al ternativas do program a e do circui to eletrônico para montagens de

metrologia c de cnracrcrizac ão do perfil de um fei xe ,
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